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6SC6 RESPUESTA DE BGO Y CSI:T] A ELECTRONES. A.
Martinez Ddvalos y J.M. Lépez Robles, Instituto de Fisica, UNAM,
01000 México D.F.  Los mecanismos de deteccién de radiacion
ionizante, tanto para particulas cargadas como sin carga. dependen en
ultima instancia del proceso de depdésito de energia por electrones
secundarios. A pesar de la importancia de estos procesos en la
comprension de fa no linealidad de la respuesta de detectores de
centelleo a bajas energfas, solamente se han reportado estudios de la
{uncién de respuesta a e para Nal. En este trabajo se presentan
medidas para BigGeaOpx (BGO) y CsI'Tl, realizadas con ¢ mono-
energdticos en ¢l intervalo de 0.1 a 1 MeV mediante espectroscopia
por coincidencia Compton. Dstc método permite climinar las
complicaciones debidas a interacciones superficiales presentes en otras
téenicas, pues solo se registra la sedal debida a ¢ secundarios
producidos internamente en ¢l centelleador por rayos gama. Los
resultados experimentales se comparan con simulaciones Monte Carlo,
haciendo énfasis en la importancia de la energia de plasmén en la
determinacion de la respuesta a energias menores a 100 keV.
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